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La Norme internationale CE! 1261-2 a été établie par le comité d’études 49

D

Sy
of:

_4 -

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

FILTRES A CERAMIQUE PIEZOELECTRIQUE DESTINES A

1261-2 © CEI:1994

uXx

EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES - SPECIFICATION DANS

LE SYSTEME CEl D’ASSURANCE DE LA QUALITE
DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES (IECQ)

Partie 2: Spécification intermédiaire — Homologation

AVANT-PROPQOS

La présente partie 2 constitue la spécification intermédiaire: Homologatio

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publi
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouver
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent égalementaux travaux. La (
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditior]
accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, pré
comités d'études ol sont représentés tous les Comités natiohaux s'intéressant & ces questio
dans la plus grande mesure possible un accord internationahsur les sujets examinés.

Ces décisions constituent des recommandations interfationales publiées sous forme de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CE

dans leurs normes nationales et régionales. “Toute divergence entre la norme de la CEl
nationale ou régionale correspondante doif*étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La CEl n'a fixé aucune procédure “concernant le marquage comme indication d'appro
responsabilité n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses norm

spositifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la

stéme CEl d’assurance de la qualité des composants électroniques pour |
ramiqué piézoélectrique.

La CEiI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale)de pormalisation
composée de 'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisafion dans les

des Normes
tout Comité
ementales et
El collabore
s fixées par

arés par les
s, expriment

normes, de

s'engagent

a appliquer de fagon transparente, dans toute(la’mesure possible, les Normes internationales de la CEI

et la norme

bation et sa
bS.

de la CEl:
fréquence.

i, dans le
bs filtres a

d’assurance E.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

49(BC)234 49(BC)258

— Niveau

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cette norme.

Le numéro QC figurant sur la page de couverture est le numéro de spécification dans le
systéme CEIl d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PIEZOELECTRIC CERAMIC FILTERS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -
A SPECIFICATION IN THE IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM
FOR ELECTRONIC COMPONENTS (IECQ)

Part 2: Sectional specification — Qualification approval

EFEOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardjzation
compfising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of\the IEL is to
promgte international cooperation on all questions concerning standardization in the, electrical and
electrpnic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their| preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the dubject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The [EC
collaborates closely with the International Organization for Standardization) (ISO) in accordancp with
conditions determined by agreement between the two organizations.

prmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committtes on
rly as

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, te¢hnical

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC Internptional
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be [clearly
indicgted in the latter.

§) The lEEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with_one of its standards.

International Standard IEC 1261-2 has been prepared by IEC technical committee 49:
Piezoelectric and dielectric'devices for frequency control and selection.

This part 2 forms the-sectional specification: Qualification approval in the IEC Quality
Assessment Systemfor Electronic Components for piezoelectric ceramic filters.

IEC 12
IEC 1286
level E.

tion approval.

1<1 forms the generic specification: Qualifica

o aldag e _plank _qaets ars ~idTals

sment

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting

49(C0)234 49(C0O)258

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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FILTRES A CERAMIQUE PIEZOELECTRIQUE DESTINES AUX
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES - SPECIFICATION DANS

LE SYSTEME CE!I D’ASSURANCE DE LA QUALITE
DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES (IECQ)

Partie 2: Spécification intermédiaire — Homologation

1 Généralités

1.1 Domaine d’application et objet

Lg présente Norme internationale s’applique aux filtres a céramique piézoélefctrique de

grainde sélectivité et stabilité destinés a étre utilisés dans I'appareillage électron

qyalité et les méthodes d'essai et de mesure appropriées et de fixer les

gdnérales pour les caractéristiques de fonctionnement de ce_type de filtres. Leg

bjet de cette norme est de prescrire les caractéristiques et valeurs préférer
choisir dans la spécification générique (CE! 1261-1) les procédures d'assursg

que.

tielles, de
nce de la
exigences
b sévérités

d’essai et les exigences prescrites dans les spécificationg particuliéres doivent étre d'un

niyeau égal ou supérieur a celui de la présente spécification’intermédiaire.

Références normatives

Lgs documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par s
érence qui y est faite, constituent des dispasitions valables pour la présente
El 1261. Au moment de la publication,~lés éditions indiquées étaient en vig
cument normatif est sujet & révision et-les parties prenantes aux accords for

ré
C
dqg

hite de la
bartie de la
ueur. Tout
dés sur la

présente partie de la CEl 1261 sont;invitées a rechercher la possibilité d’appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les menjbres de la
CE!l et de I'|SO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 68: Essais d’environnigment

CEl 368-1: 1992, Filfres piézoélectriques. Premiére partie: Informations générales, valeurs
normalisées et conditions d’essai

CEl 1261-1.-1994, Filtres & céramique piézoélectrique destinés aux équipements
électroniques — Spécification dans le systéme CEl d’assurance de la {ualité des
composants électroniques (IECQ) — Partie 1: Spécification générique — Homologation

ISO 3: 1973, Nombres normaux — Séries de nombres normaux

NOTE - Les références ci-dessus s’appliquent aux éditions courantes sauf pour la CEl 68

pour laquelle

I'édition indiquée dans les paragraphes applicables aux essais de la spécification générique est utilisée.

2 Caractéristiques, valeurs préférentielles et guide pour I’élaboration
des spécification particuliéres

2.1 Caractéristiques et valeurs préférentielles

2.1.1 Caractéristiques préférentielles

Les valeurs données dans les spécifications particuliéres doivent étre de
choisies parmi les suivantes:

préférence
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A

PIEZOELECTRIC CERAMIC FILTERS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT —
SPECIFICATION IN THE IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM
FOR ELECTRONIC COMPONENTS (IECQ)

Part 2: Sectional specification — Qualification approval

1 General

1.1 Scope and object

ility, intended for use in electronic equipment.

The objdct of this standard is to prescribe preferred ratings and characteristics, and t
lect from the Generic Specification (IEC 1261-1) the appropriate Quality Assessment

cedures

| tests and measuring methods and to give general performance) requirement

this typel of filter. Test severities and requirements prescribed in detait specifications r
ring to this sectional specification shall have equal or higher performance level.

1.2 Ndrmative references

The foll

indicate

text, constitute provisions of this part of IEC 1261, At'the time of publication, the edg%ons

agreemgnts based on this part of IEC 1261 are.encouraged to investigate the possibili
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Mem
of IEC apd 1SO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 68:

IEC 364-1: 1992, Piezoelectric filters. Part 1: General information, standard values
test conditions

IEC 126[1-1: 1994 Piezoelectric ceramic filters for use in electronic equipment — A sp
cation ip the IEC\quality assessment system for electronic components (IECQ) — P4
Generic|specification — Qualification approval

ISO 3:

owing normative documents contain provisions. which, through reference in

were valid. All normative documents -are subject to revision, and parti

Environmental testing

this

to

y of
bers

and

eCifi-
ni:

NOTE -~ The above references apply to the current editions except for IEC 68, for which the referenced
editions in the applicable test clauses of the Generic Specification are used.

2 Preferred ratings, characteristics and guidance on detail specifications

2.1 Preferred ratings and characteristics

2.1.1

Preferred characteristics

The values given in detail specifications shall preferably be selected from the following:


https://iecnorm.com/api/?name=925a345b058015b292bfddebc78d7a8f

-8- 1261-2 © CEI:1994

2.1.1.1  Catégories climatiques préférentielles

Les filtres couverts par cette spécification sont classés en catégories climatiques
conformément aux régles générales de la CEl 68-1.

Les températures minimale et maximale de catégorie et la durée de I'essai continu de
chaleur humide doivent étre choisies parmi les valeurs suivantes:

Température minimale de catégorie:
-55 °C, -40 °C, -25 °C et -10 °C.
Température maximale de catégorie:

4
!

F70C,+85°C—
Durée de I'essai continu de chaleur humide:
4,10, 21 et 56 jours.

Lgs sévérités pour les essais de froid et de chaleur séche sont respectiyement les
températures minimale et maximale de catégorie.

Lgs catégories climatiques préférentielles sont:

40/085/56
40/085/21
25/085/56
25/085/21

2.1.2 Valeurs préférentielles et caractéristiques assignées

Les valeurs données dans lesCspécifications particuliéres doivent étre de |préférence
choisies parmi les suivantes:

21.21 Tension nominale (Uy)

L¢s valeurs préférentielles de la tension nominale sont celles de la série R 5 de I'ISO 3.
Lorsque d’autres valeurs sont exigées elles doivent étre choisies dans la série R 10.

201.2.2 Garactéristiques électriques

Les caractéristiques électriques a appliquer avec cette spécification sont d@éfinies en
21142 2.1.18 de la CEl 1261-1.

Les valeurs préférentielles des caractéristiques électriques sont montrées dans le
tableau 1.

2.1.2.3  Caractéristiques de température des filtres a céramique piézoélectrique

Le changement maximal de la fréquence centrale en pour cent dans la gamme de
températures de catégorie par rapport a la fréquence centrale a 25 °C doit correspondre a
la valeur donnée dans la spécification particuliére.

La gamme de températures pour laquelle les caractéristiques de température des filtres a
céramique sont définies est identique & la gamme des températures de catégorie.
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2.1.1.1  Preferred climatic categories

The filters covered by this specification are classified into climatic categories according to
the general rules given in IEC 68-1.

The lower and upper category temperatures and the duration of the damp-heat, steady-
state test shall be chosen from the following:

Lower category temperature:

-55 °C, -40 °C, -25 °C and -10 °C.
Upper category temperature:
F70°C;+85°C, #100°Cand+125°C:
Duration of the damp-heat, steady-state test:
4,10, 21 and 56 days.

The severities for the cold and dry heat tests are the lower and upper category tempera-
tures respectively.

The preferred climatic categories are:

40/085/56
40/085/21
25/085/56
25/085/21

2.1.2 Preferred values of ratings

The vallies given in detail specifications shall preferably be selected from the following:

2.1.2.1| Rated voltage (Ug)

Preferrgd values of rated voltage are the values of the R 5 series of ISO 3. If other values
are neefled they shall be chosen from the R 10 series.

2.1.2.2 | Electrical characteristics

The eldctrical characteristics to be applied in this specification are defined in 2.1.14
to 2.1.1B0¢1EC 1261-1.

Preferred values of electrical characteristics are shown in table 1.

2.1.2.3 Temperature characteristics of piezoelectric ceramic filters

Maximum mid-band frequency change in per cent within the category temperature range
with respect to the mid-band frequency at 25 °C shall be within the values given in the
detail specification.

The temperature range for which the temperature characteristics of ceramic filters is
defined is the same as the category temperature range.
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2.2 Informations a formuler dans une spécification particuliére

Les spécifications particuliéres doivent étre établies selon le modéle de la spécification
particuliére cadre applicable.

Les spécifications particulieres ne doivent pas prescrire d’exigences inférieures a celles
de la spécification générique, intermédiaire ou particuliére cadre. Lorsqu’elles contiennent
des exigences plus séveres, celles-ci doivent étre indiquées en 1.9 de la spécification
particuliére et repérées dans les programmes d’essai, par exemple par un astérisque.

NOTE - L'information donnée en 2.2.1 peut, par commodité, étre présentée sous forme de tableau. |l
convient de donner les informations suivantes dans chaque spécification particuliére et les valeurs fixées
doivent de préférence étre choisies parmi celles données dans larticle approprié de la présente
spécification intermediaire.

2.2.1 Dessin d’encombrement et dimensions

Il doit y avoir une illustration du filtre destinée a faciliter son identification et sa compa-
rajson avec d'autres filtres. Les dimensions et leurs tolérances-associées qui affectent
I'ipterchangeabilité et le montage doivent étre données dans Ja spécification particuliére.
Tqutes les dimensions doivent étre données en millimétres,~mais lorsque les dimensions
orjginales sont données en inches, les dimensions métriques correspondantes, en milli-
metres, doivent étre ajoutées.

Normalement les valeurs numériques doivent étreidonnées pour la longueur du corps, la
largeur et la hauteur du corps et I'entraxe des sorties ou, pour les types cylindriques, le
diametre du corps, la longueur et le diamétre des sorties. Si nécessaire, pgr exemple
lorsque plusieurs parameétres (fréquence centrale, largeur de la bande passante) sont
cduverts par une spécification particuliére; les dimensions et leurs tolérances|associées
dgivent étre indiquées dans un tableaurau-dessous du dessin d’encombrement.

Si[ la configuration est différente de celle indiquée ci-dessus, la spécification particuliére
dqit donner les informations dimensionnelles qui décriront convenablement le ffiltre. Si le
filtre n’est pas congu pourutilisation sur les cartes des circuits imprimés, cela doit étre
clairement indiqué dans la-spécification particuliére.

2R.2 Montage

La spécification’ particuliére doit spécifier la méthode de montage a empjfoyer pour
I'application<normale et pour les essais de vibrations, secousses ou chocs.|Les filtres
doivent _étre fixés par leurs dispositifs normaux de fixation. La conception du filtre peut
étre telle qu’elle exige pour son emploi un dispositif spécial de fixation. Dans| ce cas, la
spécification particuliére doit décrire ce dispositif de fixation, qui sera utilisé lors des
essais de secousses, chocs et vibrations.

2.2.3 Valeurs nominales et caractéristiques

Les valeurs nominales et caractéristiques doivent se conformer aux articles applicables de
la présente spécification ainsi qu’aux prescriptions suivantes:

2.2.3.1 Valeurs nominales de la fréquence centrale
Voir tableau 1.
NOTE - Lorsque les filtres agrées conformément a la spécification particuliére peuvent couvrir différentes

gammes de valeur, il convient d’ajouter la régle suivante: «La gamme des valeurs disponibles dans chaque
modeéle est donnée dans la liste des produits homologués».
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2.2 Information to be given in a detail specification

Detail specifications shall be derived from the relevant blank detail specification.

Detail specifications shall not specify requirements inferior to those of the generic,
sectional or blank detail specification. When more severe requirements are included, they
shall be listed in 1.9 of the detail specification and indicated in the test schedules, for
example, by an asterisk.

NOTE - The information given in 2.2.1 may for convenience be presented in tabular form. The following
information should be given in each detail specification and the values quoted should preferably be
selected from those given in the appropriate clause of this sectional specification.

2.2.1 |Outline drawing and dimensions

There shall be an illustration of the filter as an aid to easy recognition and\for compdrison
of the |[filter with others. Dimensions and their associated tolerances, which affect
interchdngeability and mounting, shall be given in the detail specification. All dimengions
shall bg given in millimetres, however, when the original dimensions are given in inghes,
the conyerted metric dimensions in millimetres shall be added.

Normally the numerical values shail be given for the-length of the body, the width and
height ¢f the body and the lead spacing or, for cylindrical types, the body diameter] and
the length and diameter of the terminations. Where necessary, for example, when a
number| of items (mid-band frequency, pass bandwidth) are covered by a detail sgecifi-
cation, the dimensions and their associated tolerances shall be placed in a table below the
drawing.

When the configuration is other than described above, the detail specification shall|state
such dimensional information as will adequately describe the filter. When the filter {s not
designgd for use on printed circuit boards, this shall be clearly stated in the detail specifi-
cation.

2.2.2 [Mounting

The defail specification shall specify the method of mounting to be applied for normgl use
and forl the application of the vibration and bump or shock tests. The filters shall be
mounte;Eby their normal means. The design of the filter may be such that special mount-

ing fixtdres\are required in its use. In this case the detail specification shall descrige the
mounting.fixtures and they shall be used in the application of the vibration and bufnp or
shock tests.

2.2.3 Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the relevant clauses of this
specification, together with the following:

2.2.3.1  Rated mid-band frequency values
See table 1.

NOTE - When filters approved to the detail specification may have different ranges, the following state-
ment should be added: "The range of values available in each style is given in the Qualified Products List".
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Tableau 1 - Valeurs préférentielles des caractéristiques électriques
filtres a céramique piézoélectrique
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des

Caractéristique Fréquence Tolérance Largeur
centrale de la fréquence de la bande
Application centrale passante
L +0,5 kHz
Communication 450 kHz
ou +1,0 kHz
récepteur AM 455 kHz +2.0 kHz
Récepteur FM 10,64 MHz 280 kHz
+36kHz
10,67 MHz 230 kHz
180 kHz
10,70 MHz +25 kHz
150 kHz
10,73 MHz
+20 kHz (Largeur de la
bande passante
10,76 MHz a3dB)
Fréquence inter- 4,5 MHz +20 kHZ +60 kHz
médiaire du canal 5,5 MHz +80 kHz
sonore de TV 6,0 MHz +100 kHz
6,5 MHz +150 kHz

2.3.2 Largeur de la bande passante assignée

Voir tableau 1.

2.3.3  Caractéristiques particulieres

s caractéristiques additionnelies peuvent étre données lorsqu’elles sont ¢

onsidérées

comme nécessaires pouf adéquatement spécifier la construction et I'application| du filtre.
2]2.3.4 Brasage

La spécification particuliére doit prescrire les méthodes d’essai, les degrés de|sévérité et
Igs exigencés applicables pour la brasabilité et la résistance a la chaleur de brgsage.
212.4( Marquage
La—spéecitication—particuliere—deitspéeifierles—indications—a—marguer—surteHiltre et sur

'emballage. Les déviations a I'égar
diaire doivent étre spécifiées.

Q.

es prescriptions de 2.4 de la spé

2.3 Terminologie

Les termes et définitions applicables sont donnés en 2.1 de la CEl 1261-1.

2.4 Marquage

Conformément & 2.3 de la CEI 1261-1 et compte tenu des modalités suivantes:

cification intermé-
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Table 1 — Preferred values of electrical characteristics
of plezoelectric ceramic filters

Characteristic Mid-band Mid-band Pass
s frequency frequency bandwidth
Application tolerance
Communication 0.5 kHz
450 kHz
or +1,0 kHz
. 455 kHz
AM radio +2,0 kHz
FM radio 10,64 MHz 280 kHz
T30kHZ
10,67 MHz 230 kHz
180 kHz
10,70 MHz +25 kHz
150 kHz
10,73 MHz
+20 kHz (3 dBrpass
10,76 MHz bandwidth)
4,5 MHz +20 kHz +60 kHz
5,5 MHz +80 kHz
Sound IF of TV set ’
ound ol TV se 6.0 MHz £100 kHz
6,5 MHz +150 kHz

2.2.3.2 | Rated pass bandwidth

See tabje 1.

2.2.3.3| Particular characteristics

Additional characteristics may beClisted, when they are considered necessary to specify
adequately the component for design and application purposes.

2.2.3.4| Soldering

The detail specification shall prescribe the test methods, severities and requirerpents
applicable for the'solderability and resistance to soldering heat test.

2.2.4 |Marking

The detait-specificationstatt-specifythe—content-of-themarking—on-the—filter-and-on the
package. Deviations from 2.4 of the Sectional Specification shall be specifically stated.

2.3 Terminology

The applicable terms and definitions are given in 2.1 of IEC 1261-1.

2.4 Marking

In accordance with 2.3 of IEC 1261-1 with the following details:
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2.4.1 Les informations contenues dans le marquage sont normalement prises dans la
liste ci-aprés; I'importance relative de chaque information est indiquée par son rang dans
la liste:

a) fréquence centrale assignée ou fréquence centrale nominale;

b) largeur de la bande passante assignée*;

c) tolérance a la fréquence centrale assignée*;

d) caractéristiques particuliéres*;

e) date de fabrication*;

f) nom du fabricant ou marque de fabrique;

g) catégorie climafique;
h) désignation de type du fabricant;
i) référence a la spécification particuliére.

2[4.2 Le filtre doit porter lisiblement I'information a) de 2.4.1 et\le/plus possible des infor-
mations restantes. Toute redondance d’information contenue-dans le marquage devrait
éfre évitée.

2(4.3 L'emballage contenant le ou les filtres doit porter’lisiblement toutes les ipformations
énumérées en 2.4.1.

2|4.4 Tout marquage supplémentaire doit.étre effectué de telle sorte gqu’il nje puisse y
ayoir aucune confusion.

3| Procédures d’assurance de la@ualité

3|1 Etape initiale de fabrication

—

étape initiale de fabrication est I'opération de métallisation du matériel piézoélectrique
pur former les électrodes.

ke

3[2 Modéles associables

)]

ont considérés comme constituant des modéles associables les fiitres fabfiqués avec
s procédés et des matériaux semblables, mais pouvant étre de [dimensions
‘enveloppes et de valeurs différentes.

L'information exigée en 3.5.1 de la CEl 1261-1 doit étre fournie, lorsqu’elle est prescrite
par la spécification correspondante et lorsqu’elle est exigée par l'acheteur. Aprés essai de
fiabilité les parametres pour lesquels I'information est exigée sont les changements de la
fréquence centrale, de largeur de la bande passante, d'affaiblissement d’insertion,
d'affaiblissement relatif, d’affaiblissement des résonances parasites, et la résistance
d’isolement.

*

Ces informations peuvent étre données sous la forme codifiée du fabricant ou la désignation nationale du
type ou du modéle.
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The information given in the marking is normally selected from the following list; the

relative importance of each item is indicated by its position in the list:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

9
h)
i)

rated mid-band frequency or nominal mid-band frequency;
rated pass bandwidth*;

tolerance on rated mid-band frequency*;

particular characteristics®;

date of manufacture*;

manufacturer’s name or trade mark;

climatic category;
manufacturer’s type designation;
rgference to the detail specification.

2.4.2 The filter shall be clearly marked with 2.4.1 a) and with as many as possible df the
remainiTg items as is considered necessary. Any duplication of information in the mafking

on the f

Iiter should be avoided.

2.4.3 The package containing the filter(s) shall be clearly, marked with all the informption

listed in|2.4.1.

2.4.4 Any additional marking shall be so applied that-no confusion can arise.

3 AQuadlity assessment procedures

3.1

Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture is the metallizing of the piezoelectric to form the

electroges.

3.2

Structurally similar-components

Filters ¢onsidered-as being structurally similar are filters produced with similar procg¢sses

and matgerials, though they may be of different case size and values.

3.3

Cerstified records of released lots

The information required in 3.5.1 of IEC 1261-1 shall be made available when prescribed
in the detail specifications and when requested by a purchaser. After the endurance test
the parameters for which variables information is required are the changes of mid-band
frequency, pass bandwidth, insertion attenuation, relative attenuation, spurious attenu-
ation and insulation resistance.

*

This information may be given in code form under manufacturer’s or national type or style designation.
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3.4 Homologation

Les procédures pour les essais d’homologation sont données en 3.4 de la CEIl 1261-1.

Le programme des essais a utiliser pour ’'homologation sur la base des essais lot par lot
et des essais périodiques est donné en 3.5 de la présente spécification.

La procédure utilisant un programme a un effectif d'échantillon fixe est donnée en 3.4.1
et 3.4.2 ci-apres.

3.4.1 Homologation par la procédure utilisant I'échantillon d’effectif fixe

La[procédure d'homologation sur un échantillon deffectif fixe est décrite en 3.4]2 b) de la
CHI 1261-1. L'échantillon doit étre représentatif de la gamme des filtres(poyr laquelle
I'hpmologation est demandée; celle-ci peut ou non couvrir la gamme complét¢ couverte
par la spécification particuliére.

L'4chantillon doit comprendre des spécimens contenant la plus large et la plus gtroite des
vajeurs de la bande passante et pour ces largeurs de la bandée-passante la plus basse et
la plus élevée des fréquences centrales. Lorsque 'homologation est demandéel pour plus
de| quatre largeurs de la bande passante, une bande passante intermédiairg doit étre
aupsi essayée. Ainsi, pour I'homologation d'une gamme,.I'essai de quatre ou gix valeurs
est exigé. Lorsque la gamme consiste en moins de quatre valeurs, le nombre des échan-
tillpns & essayer doit étre tel qu'il est exigé pour quatre valeurs.

Lels spécimens de rechange a prévoir sont les suivants:

a) Un par valeur qui peut étre utilisé pour remplacer éventuellement l'unité défec-
tueuse tolérée au groupe «0».

b) Un par valeur qui peut étre-utilisé pour remplacer éventuellement des ppécimens
défectueux par suite d’incidents non imputables au fabricant.

Les nombres donnés dans)le groupe «0» supposent que tous les groupes $ont appli-
caples. Lorsque tel n'est pas le cas les nombres doivent étre réduits en conséqyence.

Le tableau 2 donne’/le nombre de spécimens & essayer dans chaque groupp et sous-
groupe avec lesnombre admissible des défectueux pour les essais d’homologatign.

f.2 Essais

Ld série’compléte des essais indiqués aux tableaux 2 et 3 est requise pour I'ho
dds i e o

mologation

Dans chaque groupe, les essais doivent étre effectués dans l'ordre indiqué.

Toutes les piéces de I'échantillon doivent étre soumises aux essais de groupe «0» et
ensuite réparties entre les autres groupes.

Les piéces reconnues défectueuses en groupe «0» ne doivent pas étre utilisées pour
constituer les autres groupes.

Lorsqu’un filtre n'a pas satisfait a tout ou partie des essais d'un groupe, ce filtre est
compté comme «un défectueux».
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3.4 Qualification approval
The procedures for qualification approval testing are given in 3.4 of IEC 1261-1.

The schedule to be used for qualification approval testing on the basis of lot-by-lot and
periodic tests is given in 3.5 of this specification.

The procedure using a fixed sample size schedule is given in 3.4.1 and 3.4.2 below.

3.4.1 Qualification approval on the basis of the fixed sample size procedure

The fix:r sample size procedure is describe
be repreisentative of the range of filters for which approval is sought. ThlS may oranay not
be the cpmplete range covered by the detail specification.

The sanjple shall consist of specimens having the widest and narrowest pass bandwidths,
and for these pass bandwidths the lowest and highest mid-band frequencies. When there
are mor¢ than four pass bandwidths, an intermediate pass bandwidth shall also be tegted.
Thus forl the approval of a range, testing is required for four or sixX.values. When the range
consists| of less than four values, the number of specimens;to be tested shall be|that
required for four values.

Spare specimens are permitted as follows:

a) One per value which may be used to replace the permitted defective in group "Q".

b) Qne per value which may be used as a replacement for specimens which are
defegtive because of incidents non:attributable to the manufacturer.

The numbers given in group "0*-assume that all groups are applicable. If this is not sq, the
number$ may be reduced accordingly.

Table 2| gives the number of samples to be tested in each group or sub-group together
with the|permissible number of defectives for qualification approval tests.

3.4.2 [Tests

The complete’ series of tests specified in tables 2 and 3 are required for the approval of
filters covered by one detail specification

The tests of each group shall be carried out in the order given.

The whole sample shall be subjected to the tests of group "0" and then divided into the
other groups.

Specimens found defective during the tests of group "0" shall not be used for the other
groups.

"One defective" is counted when a filter has not satisfied the whole or a part of the tests of
a group.
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L’homologation est accordée lorsque le nombre de défectueux ne dépasse pas le nombre
spécifi¢ de défectueux admis pour chaque groupe ou sous-groupe et ie nombre total de
défectueux admis.

pour les essais d’homologation

Tableau 2 - Plan d’échantillonnage avec le nombre autorisé de défectueux

Nombre des échantillons (n)
Para- et nombre admissible des défectueux (pd)
° raphe i
N® de Essai gde la Par Pour 4 ou-moms Pour 6 valeurs a essayer
groupe . valeur | des valeurs a essayer (note 3)
présente |(note 3) (note 3)
oartio
PaT et pa pd
n 4n pd total 6n g4d total
Examen visuel 4.1
Dimensions 4.1
Fréquence centrale 421
Largeur de la bande
passante 4.2.2
q Affaiblissement d’insertion 423 19 76 1 114 p
(note 2)
Affaiblissement relatif 424
Affaiblissement des
résonances parasites 425
Résistance d'isolement 426
Essai de rigidité diélectrique | 4.2.7
Spécimens de rechange 2 8 12
: Robustesse des sorties 4.3 2 : 8 : 1 : 12 : :
1 1
: 1A Résistance a la chaleur : : : " |
1 de brasage 4.4 i 1 1 1 [
f--l-————==—=—=—===-=7¢%~~-- -1 -=a ==t =" ikl il
1 Brasabilité 4.5 4, 161 11 244 P |
! { ! ! ! (nofe!2)
1 i 1 ! 1 [
'lyg Variations rapides ! ! ! ! !
: de température (note 1) 4.6 : : : : :
1 . . i | 1 1 ]
. Vibrations 4.7 X \ \ . '
: Secousses ou chocs 48 ou : : : : :
L_Jffmotesy o LAS__L__v L__v L_o v Ll
Séquence climatique 4.10 6 24 2 4 36 B 6
Essai continu de chaleur
2 L humide 444 5 20 1 30 3
(note 2)
3 Endurance 4.12 5 20 1 30 2
(note 2)
Caractéristique de
4 température de la 4.13 3 12 1 18 1
fréquence centrale
NOTES

1

Comme il est exigé par la spécification particuliére.

2 Un seul défectueux est admissible pour n'importe quelle valeur.

3 Pour les combinaisons de la fréquence centrale/largeur de la bande passante, voir 3.4.1.
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The approval is granted when the number of defectives does not exceed the specified
number of permissible defectives for each group or sub-group and the total number of
permissible defectives.

Table 2 - Sampling plan together with humbers of permissible
defectives for qualification approval tests

Number of specimens (n)
and number of permissible defectives (pd)
Group T ISUb' Per For 4 or fewer values For 6 values 1o be tested
number est c::tt::e value to be tested a uest 03 e teste
° ls (note 3) (note 3) (note 3)
part
pd pd
n 4n pd total 6n pd total
Viisual examination 4.1
Dimensions 41
Mid-band frequency 4.2.1
Hass bandwidth 422
0 Insertion attenuation 423 19 76 1 114 2
(note 2)
Relative attenuation 424
Spurious attenuation 4.2.5
iphsulation resistance 426
Voltage proof 427
§pare specimens 2 8 12
: Robustness of terminations | 4.3 2 : 8; 1 : 12: 1 :
1 1 1 1
: 1A Resistance to soldering : i | \ 1
1 Heat 4.4 1 i | 1 1
r-=-fF--—-=-—=--=------49-=0O-1 == --=1 F-- bl —= = -1
| S$olderability 4.5 4 161 114 24 21
! ! ! ! ! (note!2)
1 1 1 1 1 1
! apid change of ! ! ! ! !
iB8
: mperature (note 1) 4.6 : : : : :
1 . . ] t | 1 1
| fibration 4.7 : ' . | .
: xlump or shack 4.8 or ! : \ : |
i__dfrotet) N0 ___LA4S__L__v L__v L__ 0 L
1 Climatic,sequence 4.10 6 24 2 4 36 3 6
s bamp heat,
steady state 4.11 S 20 1 30 2
(note 2)
3 Endurance 4.12 5 20 1 30 2
(note 2)
Temperature
4 characteristic of 4.13 3 12 1 18 1
mid-band frequency
NOTES

1 As required in the detail specification.
2 Not more than one defective is permitted from any one value.

3 Mid-band frequency/pass bandwidth combinations, see 3.4.1.
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Tableau 3 — Programme des essais d’homologation

D = destructif

ND = non destructif

Nombre de
Numéroectiee::;iagraphe 31 Conditions d’'essai p;éces t(,") Exigences
o ND (voir l'article 4 ed nt.:om-brle (voir l'article 4
(voir I"article 4 de la présente partie) admissible de la présente partie)
de la présente partie) de défectueux
(pd)
Groupe 0 ND Voir le
4.1 Examen visuel tableau 2 Selon 4.1
Marquage lisible et selon
spécification parfjiculiére
4.1 Dimengkions Voir la spécificatfon particuliére
4.2.1 Fréqugnce centrale Définie comme le centre de la Dans les toléranges spécifiées
largeur de la bande passante
4.2.2 Largeyr de la bande Dans les toléranges spécifiées
passante
4.2.3 Affaibljssement Selon 4.2.3.2
d'inseftion
4.2.4 Affaiblissement relatif Selon-4.2.4.2
4.2.5 Affaiblissement des Selon 4.2.5.2
résongnces parasites
4.2.6 Résistance d'isolement Méthode: voir la spécification Selon 4.2.6.2
particuliére
4.2.7 Essai de rigidité Méthode: voir la spécification Ni perforation nicontournement
diélecjrique particuliére
Groupe 1A D Voir le
4.3 Robugtesse des Examen visuel tableau 2 Sans dommage YVisible
sortie
4.4 Résisfance a la Méthode 1A
chaledr de brasage Reprise: 24 h =2 h
4.4.2 Mesufes finales Examen visuel Sans dommage yisible
Marquage lisible
Fréquence centrale Selon 4.4.2
Largeur de la bande passante
Affaiblissement d’insertion
Affaiblissement relatif
Groupe 1B D }. Voir le
4.5 Brasapilité Méthode: voir la spécification tableau 2 Bon étamage, nfis en évidence
particuliere par I'écoulement libre de la
brasure avec un| mouillage des
sorties; outabrasure doit couler
pendant ... s, selon l'application
4.6 Variations rapides 6, = température minimale
de température de catégorie
8y = température maximale
de catégorie
Cing cycles
Durée t = 30 min
Reprise: 24 h£2h
4.6.3 Contréle final Examen visuel Sans dommage visible

(Suite a la page 22)
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D = destructive
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Table 3 — Test schedule for qualification approval

ND = non-destructive

Number of
Subclause number D Conditions of test specimens (n) Performance requirements
and test and number
or (see clause 4 (see clause 4
(see clause 4 - of permissible i
; ND of this part) of this part)
of this part) P defectives
(pd)
Group 0 ND See
4.1 Visual examination table 2 As in 4.1
Legible marking and as specified
in the detail spegification
4.1 Dimer|sions See detail-spécification
4.2.1 Mid-band frequency Defined as the centre of pass Within_specified ftolerance
bandwidth
4.2.2 Pass bandwidth Within specified ftolerance
4.2.3 Insertion attenuation Asin 4.2.3.2
4.2.4 Relative attenuation Asin4.2.4.2
4.2.5 Spurigus attenuation Asin 4.2.5.2
4.2.6 Insulgtion resistance See detail specification Asin 4.2.6.2
for the method
4.2.7 Voltage proof See detail specification(for the No breakdown or flashover
method
Group 1A D See
4.3 Robustness of Visual examination table 2 No visible damape
termir[ations
4.4 Resislance to Method 1A
soldefing heat Recavery: 24 h £ 2 h
4.4.2 Final measurements Visual examination No visible damage
Legible marking
Mid-band frequency Asin 4.4.2
Pass bandwidth
Insertion attenuation
Relative attenuation
Group 1B D See
4.5 Solddgrability See detail specification for table 2 Good tinning as| evidenced by
the method free flowing of the solder with
wetting of the tgrminations
orsofderstrattflow within ... s,
as applicable
4.6 Rapid change of 8, = lower category temperature
temperature
65 = upper category temperature
Five cycles
Duration t = 30 min
Recovery:24 ht2h
4.6.3 Final inspection Visual examination No visible damage

(Continued on page 23)
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Tableau 3 ~ Programme des essais d’homologation (suite)

Nombre de
Numéroe?ee::;iagraphe ;)u Conditions d’essai p:éces én) Exigences
(voir I'article 4 ND (voir Iarticle 4 :d:::;il:lz d I(vmrél'art;cle 4,1' )
i e la présente partie
de la présente partie) de la présente partie) de défectueux
(pd)
4.7 Vibrations Méthode de montage: voir ia Voir le
spécification particuliére tableau 2
Méthode B4
Gamme de fréquences:
de...Hza .. Hz
Amplitude: 1,5 mm ou accélération
de 196 m/s? (la moins sévére des
deux valeurs)
Durée totale: 6 h
4.7.2 Confréle final Examen visuel Sans dommage vjsible
4.8 Secqusses Montage: voir la spécification
(ou ghocs, voir 4.9) particuliére
Nombre de secousses: ...
Accélération: ... m/s2
Durée d'impulsion: ... ms
4.9 Chogs (ou secousses, Montage: voir la spécification
voir #1.8) particuliére
Accélération: ... m/s?
Durée d'impulsion: ... ms
4.8.2 Mestres finales Examen visuel Sans dommage Misible
ou Marquage lisible
4.9.2 Fréquence centrale Selon 4.9.2
Largeur de la bande passante
Affaiblissement d'insertion
Affaiblissement.relatif
Groupe 1 D Voir le
tableau 2
4.10 Séqilience climatique
4.10.1 Chaleur séche Température: température
maximale de catégorie
Durée: 16 h
4.10.2 Prerpier cycle de
I‘essLai cyclique de
chalpur humide
4.10.3 Froig¢ Température: température
minimale de catégorie
Durée: 2 h
4.10.3.1 Conteélo-final Examen-visue! Sans-dommage-Visible
4.10.4 Basse pression Pression d'air: 8,5 kPa
atmosphérique {85 mbar)
(lorsque cet essai est
exigé par la spécifi-
cation particuliére)
4.10.4.3 Controle final Examen visuel Ni perforation, ni contournement
4.10.5 Cycles restants de Reprise:2d h £ 2 h

I'essai cyclique de
chaleur humide

(Suite a la page 24)
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Table 3 — Test schedule for qualification approval (continued)

Subclause number
and test

(see clause 4
of this part)

or
ND

Conditions of test

(see clause 4
of this part)

Number of
specimens (n)
and number
of permissible
defectives

(pd)

Performance requirements
(see clause 4
of this part)

4.7 Vibration

For mounting method see
detail specification

Procedure B4

Frequency range:

from ... Hz to ... Hz
Amplitude: 1,5 mm or acceler-

See
table 2

4.7.2 Fingl inspection

4.8 Bump
(or $hock, see 4.9)

4.9 Shdck {or bump,
see|4.8)

4.8.2 Final measurements
or
492

ation 196 m/s? (whichever is
the less severe)
Total duration: 6 h

Visual examination

For mounting method
see detail specification
Number of bumps: ...
Acceleration: ... m/s2
Duration of pulse: ... ms

For mounting method see detail
specification

Acceleration: ... m/s2

Duration of pulse: ... ms

Visual examination

Mid-band frequency
Pass bandwidth

Insertion attenuation
Relative attenuation

No visible damage

No visible damage
Legible marking
Asin 4.9.2

Group 1

4.10 Clihatic sequence
4.10.1 Dry|heat

4.10.2 Damp heat,

Temperature: upper category
temperature
Duration: 16 h

See
table 2

No visible damdge

No breakdown or

cydlic,
first cycle
4.10.3 Cold Temperature: lower category
temperature
Duration: 2 h
4.10.3.1 Finalinspection Visual examination
4.10.4 Low air pressure Air pressure: 8,5 kPa
(if required by the (85 mbar)
detail specification)
4.10.4.3 Final inspection Visual examination
flashover
4.10.5 Damp heat, Recovery: 24 h+2h
cyclic,

remaining cycles

(Continued on page 25)
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Tableau 3 - Programme des essais d’homologation (fin)

Nombre de
Numéroectieegsaar?graphe fu Conditions d’essai p;écoes t(’") Exigences
(voir l'article 4 ND d I(voi:él'article 4 aedr'v:isr:it:lz de I(avg:'élszmglz:me)
de la présente partie) @ la présente partie) de défectueux
(pd)
4.10.5.2 Mesures finales Examen visuel Voir le Sans dommage visible
tableau 2 Marquage lisible
Fréquence centrale Selon 4.10.5.2
Largeur de la bande passante
Affaiblissement d’insertion
Affaiblissement relatif
Affaiblissement des résonances
parasites
Résistance d'isolement
Groupe 2 D Voir le
tableau 2
4.11 Essdi continu de Reprise: 24 h+2h
cha}ur humide
4.11.3 Mesyres finales Examen visuel Sans dommage Misible
Marquage lisible
Fréquence centrale Selon 4.11.3
Largeur de la bande passante
Affaiblissement d'insertion
Affaiblissement relatif
Affaiblissement des résonances
parasites
Résistance d’isolement
Groupe 3 D Voir le
tableau 2
4.12 Endijrance Reprise: 24 h.x 2h
4.12.3 Mesjrres finales Examen visuel Sans dommage Visible
Marquage lisible
Fréquence centrale Selon 4.12.3
Largeur de la bande passante
Affaiblissement d’insertion
Affaiblissement relatif
Affaiblissement des résonances
parasites
Résistances d'isolement
Groupe 4 D Voir le
tableau 2
4.13 Caractéristique
température-fréquence
centrale
4.13.1 Mesures initiales Fréquence centrale Af
4.13.2 Mesures finales Fréquence centrale fo selon 4.13.2
(]

3.5 Contréle de la conformité de la qualité

3.5.1 Formation des lots de contréle
a) Contréle des groupes Aet B

Ces essais doivent étre effectués lot par lot. Le fabricant peut regrouper la production
courante dans des lots de contréle prenant en considération les garanties suivantes:
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Table 3 - Test schedule for qualification approval (conciuded)

Number of
ubclause number - specimens (n) :
q
s D Conditions of test Performance requirements
and test and number | 4
(see clause 4 or (see clause 4 of permissible (Sﬁh‘? auset)
: N of this part - of this par
of this part) D part) defectives
(pad)
4.10.5.2 Final measurements Visual examination See No visible damage
table 2 Legible marking
Mid-band frequency Asin 4.10.5.2
Pass bandwidth
Insertion attenuation
Retativeattenuation
Spurious attenuation
Insulation resistance
Group 2 D See
table 2
4.11 Damp heat, Recovery: 24 h+ 2 h
steafly state
4.11.3 Fina} measurements Visual examination No visible damage
Legible marking
Mid-band frequency Asin4.11.3
Pass bandwidth
Insertion attenuation
Relative attenuation
Spurious attenuation
Insulation resistance
Group 3 D See
table 2
4.12 End{irance Recovery: 24 h¥2 h
4.12.3 Fingl measurements Visual examination No visible damage
Legible marking
Mid-band frequency Asin 4.123
Pass'bandwidth
Insertion attenuation
Relative attenuation
Spurious attenuation
Insulation resistance
Group 4 D See
. table 2
4.13 Tenjperature
chagacteristic of
midiband frequency
4.13.1 Initial measurements Mid-band frequency Af
4.13.2 Final measurements Mid-band frequency asin 4.13.2
L]

3.5 Quality conformance inspection

3.5.1

Formation of inspection lots

a) Group A and B inspection

These tests shall be carried out on a lot-by-lot basis. A manufacturer may aggre-
gate the current production into inspection lots subject to the following safeguards:
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1) Un lot de contréle doit se composer de filtres de modeles associables (vo

2a) Pour le groupe A, I'échantillon & essayer doit consister en chacune d
et en chacune des dimensions contenues dans le lot de contrdle:

— par rapport a feur nombre;
— avec au minimum 5 de chaque valeur.

ir 3.2).
es valeurs

2b) S’il y a moins de 5 valeurs, dans I'échantillon, la base de groupage des échan-

tillons doit étre agréée entre le fabricant et I'organisme national de surveil

b) Contréle du groupe C
Ces essais doivent étre effectués comme essais périodiques.

lance.

Les échantillons doivent étre représentatifs de la production courante. pé
périodes spécifiées et doivent étre divisés en valeurs élevées moyennés) et
la fréquence centrale. Pendant les périodes subséquentes les largeurs de
passante et les valeurs de la fréquence centrale différentes en pnoduction d
essayées pour couvrir toute la gamme.

b.2  Programme d’essai

6.3 Livraisons différées

ndant les
basses de
la bande
bivent étre

programme des essais lot par lot et des essais périodiques pour le con{réle de la
conformité de la qualité est donné dans le tableau 3.de la CEl 1261-2-1.

Lgrsque, selon les procédures décrites en'3.5.2 de la CEl 1261-1, le contrble ré¢pétitif doit
e effectué, la brasabilité et la fréquence centrale doivent étre contrélées conformément
aux spécifications pour le contréle dans le groupe A et groupe B.
.p.4 Niveaux d’assurance
Lg ou les niveaux dlassurance donnés dans la spécification particuliére-cadre Hoivent de
prgférence étre choisis dans les tableaux 4A et 4B ci-apres:
Tableau 4A
D* E F* G*
Seus-groupe
de’controle** NP NQA NP NQA NP NQA NP NQA
Yo 7o o %
A1 S-4 2,5
A2 i 0,65
B S-3 2,5
NP = niveau de prélévement
NQA = niveau de qualité acceptable

*

Les niveaux d'assurance D, F et G sont & |'étude.

%

Le contenu des sous-groupes de controle est décrit dans le deuxiéme article de
spécification particuliére cadre applicable.

la
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1) The inspection lot shall consist of structurally similar filters (see 3.2).

2a) For group A the sample tested shall consist of each of the values and each of
the dimensions contained in the inspection lot:

— inrelation to their number;
— with a minimum of 5 of any one value;

2b) If there are less than 5 of any one value in the sample the basis for the drawing
of samples shall be agreed between the manufacturer and the National Supervising
Inspectorate.

Group C inspection

These tests shall be carried out on a periodic basis.

Samples shall be representative of the current production of the specified periodsLand
shall be divided into high, medium, and low mid-band frequency values. In subseq

ent

periofis different pass bandwidths and mid-band frequency values in production $hall

be

3.6.2

tested with the aim of covering the whole range.

Fest schedule

The schedule for the lot-by-lot and periodic tests for qualityc conformance inspectign is

given injtable 3 of the IEC 1261-2-1.

3.5.3

Delayed delivery

When, gccording to the procedures of 3.5.2 of (EC 1261-1, re-inspection has to be made,
solderability and mid-band frequency shall:be checked as specified in group A and B

inspectipn.

3.54

Assessment levels

The assessment level(s) given.in the blank detail specification shall preferably be selgcted

from tables 4A and 4B below:

Table 4A
D* E F* G*
Ingpection
Squfoup" IL AQL L AQL IL AQL IL AQL
% % % %
A1l S-4 2,5
A2 I 0,65
B S-3 2,5
I = inspection level
AQL = acceptable quality level
*  The assessment levels D, F and G are under consideration.
**  The content of the inspection subgroups is described in clause 2 of the relevant blank
detail specification.
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Tableau 4B
Dt E F* G*

Sous-groupe
de contréle** p n ¢ p n c P n c p n c

C1A 6 9 1

C1B 6 | 18 1

Cci 6 27 2

c2 6 15 1

c3 3 15 1

C4 12 9 1

p = périodicité en mois
= effectif det*‘&chantitton
¢ = nombre admissible de défectueux

*

Les niveaux d'assurance D, F et G sont a I'étude.

%

Le contenu des sous-groupes de contréle est décrit dans le deuxiémé article de
spécification particuliére cadre applicable.

a

4| Méthodes d’essai et de mesure
L¢ présent article compléte I'information donnée dans I'article 4 de la CEl 1261-fi.

4 Examen visuel et contréle des dimensions

Se¢lon 4.3 de la CEIl 1261-1.

4 Maesures électriques
4.1 Fréquence centrale”

Selon 4.6 de la CEl 1261-1;/compte tenu des modalités suivantes:

41211 Conditions de mesure

1) Le montage-d'essai du filtre doit correspondre au circuit et aux impédances
d’entrée/sortie ‘prescrites dans la spécification particuliere. L'impédance dfadaptation
doit étre/soigneusement prise en considération.

2) Les-capacités parasites et les capacités paralléles doivent étre inférieunes a 10 pF
poar,ne pas causer le changement de la caractéristique, par exemple une dérive de la
fréquence centrale ou des ondulations sur la forme.

3) La tension de sortie du générateur des signaux doit étre de préférence dans la
gamme de 0,1 VaiV.

4) La fréquence centrale est définie comme la fréquence centrale de la bande
passante.
42.1.2 Exigences

La valeur de la fréquence centrale doit correspondre a la valeur nominale en prenant en
considération la tolérance.

*

Lorsque les mesures sont effectuées avant et aprés I'essai, il convient que les conditions de mesure soient
les mémes dans chaque cas.
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Table 4B
. D* E F* G*
Inspection
subgroup™ p n c p n c P n c P n c
C1A 6 9 1
CiB 6 18 1
C1 6 27 2
c2 6 15 1
C3 3 16 1
C4 12 9 1
p = periodicity in months
n_ = sample size
c = permitted number of defectives
* The assessment levels D, F and G are under consideration.
** The content of the inspection subgroups is described in part 2 of the relevant, blank
detail specification.

4 Test and measurement procedures

This clduse supplements the information given in clause 4.0f 1EC 1261-1.

4.1 Vjsual examination and check of dimensions

According to 4.3 of IEC 1261-1.

4.2 Ejectrical tests

4.2.1

Accord

4211
1)

preseribed in the Jdetail specification. Matching impedance shall be car

con

2)
cau
the
3)
to 1

Mid-band frequency*

ng to 4.6 of IEC 1261-1, with the following details:

Measuring conditions

filter test fixture shall correspond to the circuit and the input/output impedances

idered.

he stray ‘capacitances and shunt capacitances shall be smaller than 10 pF
e variations of performance, for example mid-band frequency shift, or rippl
hape-

V.

4) Mid-band frequency is defined as the centre of the pass bandwidth.

42.1.2

Requirements

efully

hot to
S on

0,1V

The mid-band frequency value shall correspond to the rated value taking into account the
tolerance.

*

each

case.

When measurements are made before and after a test, the measuring conditions should be the same in
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4.2.2 Largeur de la bande passante

Selon 4.7 de la CEl 1261-1, compte tenu des modalités suivantes:

42.2.1 Conditions de mesure

Elles sont les mémes que celles de 4.2.1.1.

Les largeurs de la bande passante maximale et minimale a 3 dB définies par rapport a la
fréquence nominale (par exemple 4,5 MHz) peuvent étre spécifiées a la place de la
largeur de la bande passante totale &4 3 dB, car la fréquence porteuse sonore de TV est
fixée et non réglable. Dans ce cas, la fréquence centrale ne peut pas étre mesurée.

4222 Exigences

Ld largeur de la bande passante doit correspondre & une valeur nominaie en prenant en
considération la tolérance.

4.P.3 Affaiblissement d’insertion
42.3.1 Conditions de mesure
L pffaiblissement d’insertion est défini au point de la tension de sortie maximale ou a la

fr¢quence centrale nominale, dont le choix doit~étre prescrit dans une spécification
pdrticuliére.

4p.3.2 Exigences

L'affaiblissement d'insertion ne doit pas, €tre supérieur a la valeur prescrite dang la spécifi-
cdtion particuliére.

4.4 Affaiblissement relatif

Se¢lon 4.8 de la CEl 1261-1, compte tenu des modalités suivantes:

4P2.41 Conditions-de mesure

Les conditionstde“mesure sont les mémes que celles de 4.2.1.

4{2.4.2 .\Exigences

Liaffaiblissement relatif ne doit pas étre supérieur a la valeur prescrite dansl la spécifi-
cation pariimnlibm

4.2.5 Affaiblissement des résonances parasites

Selon 4.11 de la CEl 1261-1, compte tenu des modalités suivantes:

4.25.1 Conditions de mesure

Les capacités parasites entre I'entrée et la sortie du montage d'essai doivent étre aussi
petites que possible et la prise d’essai doit étre blindée autour de son corps pour que les
forts affaiblissements puissent étre mesurés avec précision.
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4.2.2 Pass bandwidth

According to 4.7 of IEC 1261-1, with the following details:

4.2.21  Measuring conditions

The same as in4.2.1.1.

Upper and lower 3 dB bandwidths defined with respect to the nominal frequency
(e.g. 4,5 MHz) may be specified instead of total 3 dB bandwidth, because the sound
carrier frequency of TV is fixed and non-adjustable. In this case the mid-band frequency
cannot be measured.

4.2.2.2 | Requirements

The pass bandwidth shall correspond to the rated value taking into account the tolerance.

4.2.3 |nsertion attenuation
4.2.3.1 | Measuring conditions

Insertioph attenuation is defined at the maximum output pagint of nominal frequency, or
mid-band frequency which shall be stated in the detail specification.

4.2.3.2| Requirements

The insertion attenuation shall not exceed the value given in the detail specification.

4.2.4 [Relative attenuation

Accordipg to 4.8 of IEC 1261-1; with the following details:

4.2.41| Measuring conditions

The same as in 4.2.1.

4242 Requirements

The relrtive attenuation shall not exceed the value given in the detail specification.

4.2.5 Spurious attenuation

According to 4.11 of IEC 1261-1, with the following details:

4.2.5.1  Measuring conditions

Stray capacitance between the input and output of the test fixture shall be as small as
possible and the test socket shall be shielded around its body for the large attenuation to
be measured accurately.
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La gamme de fréquences dans laquelle I'affaiblissement des réponses parasites est
mesuré doit étre prescrite dans la spécification particuliére.

4252 Exigences

L'affaiblissement parasite ne doit pas étre supérieur a la valeur donnée dans la spécifi-

ca

tion particuliére.

4.2.6 Résistance d’'isolement (R)

Selon 4.4 de la CE!l 1261-1, compte tenu des modalités suivantes:

40&4 L anditia-ne—rlo—rn Py
SEUTT \"4 o

Sdlon 4.4.2 de la CEl 1261-1, avec les détails suivants:

Pg

supérieure a U,, la tension d’arbitrage étant 10 V.

La

pour les essais d’homologation et pour les essais périodiques (groupe C). Pour

lot
ex

L3

4

L3

4

S¢

.2.6.2 Exigences

.R.7 Essai de rigidité diélectrique

R.71 Conditions_@'essais

ur Uy <100 V, la tension de mesure peut avoir nimporte quelle,valeur qui

tension de la valeur spécifiée doit étre appliquée immédiatement pendant 1

igée de la résistance d’isolement est obtenue.

résistance d'isolement (R;), doit étre mesurée a la fin de la période d’'une min
résistance d'isolement (R;) doit étretégale ou supérieure a 100 MQ.

lon 4.5 de la CEIl 1261-1,:compte tenu des modalités suivantes:

ints d’essai.sont 1a et 1c.

tension~doit étre appliquée pendant 1 min pour les essais de type et pd
aximum pour les essais a l'usine.

n'est pas

mnt5s
les essais

par lot (groupe A) I'essai peut étre fini pendant le téemps plus court, lorsque la valeur

ute.

tension a appliquer est 2,5 Uy ou 50 V, on prendra la plus grande de ces valeurs. Les

ur 2 s au

4272 Exigence

Pendant I'essai il ne doit y avoir ni perforation ni contournement.

4.3 Robustesse des sorties

Selon 4.12 de la CEl 1261-1.

L'essai Ua ou Ub est appliqué.
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The frequency range within which the spurious attenuation is measured shall be
prescribed in the detail specification.

4252

Spuriou

42.6

Requirements

s attenuation shall not exceed the value given in the detail specification.

Insulation resistance (R,)

According to 4.4 of IEC 1261-1, with the following details:

4261

Measuring conaitions

According to 4.4.2 of IEC 1261-1, with the following details:

For UR
referee

The volj

cation
test ma

reached.

voltage being 10 V.

The instilation resistance (R;) shall be measured at the end of the 1 min period.

4.2.6.2

Requirements

The insylation resistance (R;) shall be equalto or greater than 100 MQ.

427

Accordi

42.71

The vol

The vol

Voltage proof

g to 4.5 of IEC 1261-1,-with the following details:

Test conditions

age to be applied is 2,5 Uy or 50 V, whichever is greater. Test points: 1a and

age shall be applied for 1 min for type tests and for 2 s maximum for factory t

<100 V, the measuring voltage may be of any value not greater’than Uy} the

age shall be applied immediately at the specified value for 1 min + 5 s for qyalifi-
pproval testing and periodic tests (group C). For lot-by<lot testing (group A) the
be terminated in a shorter time, if the required valye of insulation resistange is

psts.

4272

Requirement

There shall be no breakdown of flashover during the test.

4.3 Robustness of terminations

According to 4.12 of IEC 1261-1.

Test Ua or Ub is applied.
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4.4 Résistance a la chaleur de brasage

Selon 4.13 de la CEl 1261-1, compte tenu des modalités suivantes:

441 Reprise:24hx2h.
4.4.2 Contréle final, mesures et exigences

Les filtres doivent étre examinés visuellement. 1l ne doit pas y avoir de dommage visible et
le marquage doit étre lisible. Les filtres doivent étre mesurés comme spécifié en 4.2 et
doivent satisfaire aux valeurs données dans la spécification particuliére.

4.5 Brasabilité

Sglon 4.14 de la CEIl 1261-1, compte tenu des modalités suivantes:

451 Conditions

Lgs exigences pour la méthode de la goutte d’alliage doiventcétre prescritgs dans la
sgécification particuliére. Lorsque ni la méthode du bain d'alliage, ni la méthode de la
gdutte d'alliage ne sont pas appropriées, la méthode du fer & souder doit étre utjlisée avec
lejfer a souder ayant les dimensions A.

4.5.2 L’exigence est donnée dans le tableau 2.
4.6 Variations rapides de température

Selon 4.15 de la CEIl 1261-1, compte tenu des modalités suivantes:

4.6.1 Nombre des cycles: 5

Ddirée d’exposition & chacune des températures extrémes: 30 min.

4.6.2 Reprise:24h+2h;

46.3 Contrdle final et exigences: sans dommage visible.

47 Vibrations

S¢lon 4.16 dédda CEl 1261-1, compte tenu des modalités suivantes:

471 La*procédure B4 et le degré de sévérité de I'essai Fc s’appliquent: dgplacement

de ¥,5-mm ou accélération de 196 m/s?, on prendra la plus basse des deux valeurs, dans
I'Jne des gammes de fréquences suivantes: 10 Hz 3 55 Hz; 10 Hz 3 500 Hl; 10 Hz a

2 000 Hz. La durée totale doit étre de 6 h.

La spécification particuliere doit spécifier la gamme de fréquence et la méthode de
montage a utiliser.

4.7.2 Contréle final

Sans dommage visible.


https://iecnorm.com/api/?name=925a345b058015b292bfddebc78d7a8f
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